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. Sposéb wedlug wynalazku dotyczy wyznacza-
nia funkcji rozkiadu temperatur we wszelkiego
rodzaju urzadzeniach technicznych, a szczeg6l-
nie chemicznych,
- Sposéb wedilug wynalazku moze mieé¢ zastoso-
wanie réwniez do wyznaczania przebiegu in-
nych funkcji pod warunkiem, ze wielko§é mie-
rzona da sie przeksztalci¢ na odpowiedni sygnat
elektryczny, o

‘Moze mie¢ takze zastosowanie przy pomiarze
warstwy fluidalnej w reaktorach chemicznych,
gdy istnieje réznica temperatur miedzy warstwg
fluidalng a przestrzenia gazows. Po wprowadze~
niu ukladu z oporem wzorcowym mozna zmie-
rzy¢ bezwgledng warto$é temperatury,
- Zaleta sposobu wedlug wynalazku jest mozli-
wos¢ obserwadji- jednoczesnie od 1 do 12 punk=
téow pomiarowych, a ich polozenie ma ekranie
lampy oscylograficznej Wyzna-cza k:rzywa. kftéra

*) Wiasciciel patentu oSwiadczyl, ze twércq wy—
nalazku jest Feliks Majnusz.

wiernie odtwarza rozklad temperatury w urza-
dzeniu. Za pomocg dotychczas uzywanych przy-
rzadéw jak mierniki i rejestratory temperatury
jest to w ogéle niemozliwe do zrealizowania. 1
tak, wysokiej klasy autokompensator rejestruja-
cy wykonuje 12 pomiaréw temperatur w najlep-
szym wypadku w ciggu 36 sek., a wiec - dla
przebiegéw krotszych od 36 sek. traci on swoja
uzyteczno$¢é. Przy tym nie wykre$§la on funkeiji
zalezno§ci miedzy poszczegélnymi wielkoSciami,
a rejestruje kazda wielko$é oddzielnie. Potrzeb-
ny jest wiec specjalny pracownik ktéry przenosi
warbos§¢ odczytang ze skali rejestratora lub
wskaznika na papier milimetrowy i sporzgdz:
wykres rozkladu temperatur w danym urzadze-
niu, co Zné6w zZwigzane jest ze straty czasu, Za~
kres istosowania sposobu jest szeroki. Mozma

- wiec badaé silnfe egzotermiczne reakicje che:

miczne, szybkie zmmany temperatur w slinikaich,
szarny tempen-a‘tury w kotlach pamwych mz-
ktad temperatury w reaktorach chemicznyech i
kolumnach destylacyjnych, w reaktorach J,dm..



wych i w ogéle wazedze
o uchwycenie szybkich )
Trzeba tutsj podireSlt, s z
mie¢ nie %ylko, ipwo'walﬁe ‘do pom.i’am tem-

tam. &g'dne chodzi

per'atwry ale tréwqu do pomiaru innych wiel-

kodai fizycznych, ktére dadza sie przeksztai-

ci¢é ma sygnal elekiryczny i tak mp. wystarczy

zastosowa¢ manometr z nadajnikiem elektry-
cznym aby méc - przeprowadzié pomiar cisnien
i rozktadu ciSnien w urzadeeniu. To samo do-
tyczy pomiaru przeplywu, poziomu, diugodci
i wielu ‘mnych parametréw.
S:posobem tym mozna zmierzyé temperatury
— 200 do 4 550°C z tym, ze mozliwe jest do-
wno].ne rozszerzenie wycinka temperatury tego
przedzialu (np. od 100° do 140°C) na calg szero-
ko§é¢ lampy oscylografu, co pozwala na doklad-
ng obserwacje¢ temperatur w wypadku gdy dla
kilku punktéw rmierzonych sa one bardzo zbli-
zone do siebie. Tej zalety nie maja ani przyrzg-
dy wskazéwkowe, ani rejestrujace, w ktérych
zakres jest narzucony i praktycznie zmienié go
nie mozna. Gdy np. interesuje nas temperatura
od 0° do 600°C z dokiadnoécia * 10°C mie napo-
tykamy ma og6l na trudnoéci, ale dokiadne ok-
reSlenie temperatury w przedziale od 520° do
540° przy uzyciu tego samego przyrzadu staje
si¢ niemozliwe gdyz warto§¢ ta (540°—D5: ° =
20°C) zajmuje tak waski odcinek na skali przy-
rzadu, ze odczyt z dokladnosceig 1°C jest niewy-
konalny, Przy pomocy sposobu oscylograficzne-
go natomiast prosta zmiana czuloSci oscylografu
pozwala na pomiar dowolnie wybranego zakre-
su i to z dokladnodcig do 0,25°C, przy czym za-
stosowanie wzmacniaczy moze jeszcze bardzej
zwiekszyé czuloéé. '

Istnieje modliwoé¢ rejestracji przebiegu pracy
urzgdzenia przez totografowanie przebiegu na
lampie oscylogra.ﬁm:ej.

Istota sposobu wedlug wynalazku jest skon-
cenfrowanie na ekranie oscylografu temperatur
mierzonych w {ym samym czasie oraz umozli-
wienie obserwacji wspoélzaleznoSci istniejgcych
miedzy nimi w formie funkcji.

Zmieniajac czuloéé oscylografu mozna tym
sposobem mierzy¢ wartosci temperatur w bar-
dzo szerokim zakresie, ogramiczonym jedynie
wytrzymaloécia cieplng caujnikéw - termomet-,
réw oporowych, a takze wyznaczy¢ wartoéal
temperstur. . w dowolnie wyhmnym mdzmle
tego Zakresu.

Spos6b wedlug - wynalazku Jest przedstawmy
przykladewo na zalgczonych . ry:ll.lnkach fig. 1,2
"3id4

Fig. 1. przedstawia schemat ogélny ukladu po-
miardwego, na ktérym 1 oznacza urzadzenie
techniczne (reaktor, piec, kolummne), w ktérym
badany jest rozklad temperatur, 2 — czujniki
termometré#w oporowych, 3 — uklad -przelgcza-

‘jacy czujniki, 4 — uklad symulujacy rozmiesz-

czenie czujnikéw, 5 — przewody igczace, 6 —

~ oscylograf katodowy, 7 — uklad do bezwzgled-

nego pomiaru temperatury, 8 — sprzezenie me-
chanizméw wirujacych przetacznikéw. Fig. 2
przedstawia schemat ukladu przelgczania czuj-
niké6w termometréw oporowych, na ktérym 2
oznacza czujnik termometréw oporowych, 9 —
opory mostka, 10 — palec $lizgowy przelgcznika
wirujacego obwodu czujnikéw, 11 — ogniwo za-
silajgce, 12 — uklad mostkowy,

a,b — zaciski do podlauzehia opornika - wzor-
cowego ‘

x-x — zaciski do podigczenia plytek odchyle-
nia poziomego oscylografu.

Fig. 3. przedstawia schemat ukladu symuluja-
cego rozmieszczenie czujnikéw oporowych w u-
rzagdzeniu, na ktérym 13 oznacza odpowiednio
dobrane opory symulujace odleglo§¢é miedzy
czujnikami, 14 — ogniwo zasilajgce obwodu sy-
mulujgcego, 15 — palec §lizgowy przelgcznika
wirujacego obwodu symulujacego, v,y — zaci-
:luci do podigezenia plytek pionowych oscylogra-

Fig. 4 pmeds'tawia s._dhemat ﬁkhdu do pomia-
ru temperatury, na ktdtym 16 ozhacza opornik
zmienny wyweorcowany w °C, 17 — skale opor-

. nika,

- Czujniki termometréw oporowm z(ﬂg 2)
tworzg jedno z ramion mostha Wheatstotie‘a:
Uklad polaczern czujnikéw . pokazany  jest

na, fig. 2. Wigczenie, ' posaczegblhych
czujnikéw do ukitadu mostkowego do—
konuje palec: Slizgowy. . przélacanikca - wi-

rujgcego- 10 (fig, 2). Napiedie z przekgtnej most-
ka zaleznie od wigczonego w danej chwili ter-
mometru (@ wiec bedace funkcijg temperatury)
doprowadzone jest do pionowych piytek odchy-
lajacych oscylografu (fig. 4) i odwzorowane ap-
staje ne ekranie oscylosikopu jako Swiecacy
punkt. Okreslonej -liczbie czujnikéw i. ich syge
naltéw odpowiada wiec dakta sama iloé¢ punk-
tow Swiecacych, Wiellodé odchylenia punktiw
w kierunku pionowym od linii przyjetej za ze-

-powq _éwiadczy o wysokodci temperatury. Aby

punkty ukazywaly sie na ekranie w. takiej:loo-



lejnosei 'w jaldej zabudowane sg czujniki, w u-
rzgdzeniu zastosowano uklad odchylajacy pun-
kty w plaszczyznie poziomowej. Kazdemu czuj-
nikowi 2 (fig. 2) w urzadzeniu przyporzadkowa-
ny ‘jest jeden opornik 13 ukiadu symulujacego.
Poniewaz - przelaczniki wiruja synchronicznie,
wiec kazdemu termemetrowi 2, odpowiada od-
powiedni apornik 13, (fig. 3). Powstajgce na
czujnikach 13 spadki napieé podane s3 na za-
ciski poziomego odchylenia oscylpgrafu. Napie-
cie to powoduje odchylenie si¢ $wiecgcego
punktu o odleglos¢ ;.. Gdy palec Slizgowy
przelacznika wirujacego 10 wigczy jeden =z
czujnikow 2 to drugi palec §lizgowy przelgcz-
nika wirujacego 15 laczy odpowiednie opor-

noéci 13, a spadek napiecia powstajacy mna

.nich bedzie odpowiednio wiekszy i odchyli
drugi punkt swiecacy o odleglosé 1, itd. Odpo-
wiednie dobranie opomnikéw w ukladzie mo-
delowym umozliwia proporcjonalnoéé miedzy
odleglosciami punktéw $Swiecacych 1 a odleg-
toSciami zabudowanych czujnikow.

Pomiar temperatury odbywa sie przez wigcze-
nie do uktadu mostkowego 11 (fig. 2) wzorco-
wego opornika zmiennego 16 (fig, 4) wyskalo-
wanego w °C. Chcac zmierzyé np. temperature
panujacg w miejsou zabudowania jednego z
czujnikbw 2 wylacza sie z mostka jeden z czuj-

nikéw sgsiednich i na to miejsce wigczony zo- .

staje opornik wzorcowy. Galke opornika zmien-
nego pokreca sie tak diugo, az punkt &wiecacy
przyporzagdkowany czujnikowi sgsiedniemu po-
kryje sie z $wiecgcym punktem nalezacym do

czujnika wedlug ktorego sygnablu okreéla sie
temperature. Ze skali opornika zmiennego od-
czytuje sie¢ wprost wartoéé temperatury.

Jezeli ekran oscylografu posiada podzialke
milimetrowa to odczyt jest jeszcze bardziej u-
latwiony i wartoSci temperatur mozna odczytaé
wprost z ekranu oséylograi‘u.

Zastrzezenia pa:tehtowe

1. Sposéb pomiaru temperatur i wyznaczania
funkcji rozkladu temperatur za pomocg os-
cylografu katodowego i ukladu przelgczni-
kéw wirujacych, znamienny tym, ze pozio-
me przesuniecie punktéw na oscylografie o-
brazujacych wysokoéé temperatury uzyskuje

- sie¢ za pomocg ukladu symulujacego (4), w
ktérym do danego czujnika (2) przyporzad-
kowany jest odpowiednio dobrany opér (13),
a powstajacy na nim spadek napiecia jest
podawany jako sygnal na plytki odchylenia
poziomego oscylografu.

2. Sposéb wediug castrz, 1 dostosowany do
pomiaru tfemperatury za pomocg opornika
wzorcowego wyskalowanego w °C, znamien-
ny tym, ze mierzac temperature w miejscu
zabudowania jednego z czujnikéw (2) wylg-
cza sie jeden z sgsiednich czujnikéw, a na
jego miejsce wigcza sie uklad z wyskalowa-
nym w stopniach opornikiem wzorcowym (7).
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